Descricao: Fragmento de azulejo de finais do século XVI ou
principio do século XVII; Origem: Provavelmente de

producao espanhola.

Amostras: Fragmento e sec¢ao polida em deposito no Museu
Nacional do Azulejo em Lisboa.

PATRIMONIO
CULTURAL
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Caracterizagido Morfologica: IMAGENS MACROSCOPICAS

 Chacota creme, com grandes inclusdes,
veios de argila ferruginosa e alguns
chochos alongados.

» Espessura do Azulejo =19 mm

HERCULES PATRIMONIO voltar ao indice




Caracterizagio Morfolégica: IMAGENS DE MICROSCOPIA OTICA

Equipamento: Lupa binocular Leica M205 C com cdmara acoplada Leica DFC295.

povnise M P2JHERCULES PATRIMONIO FCT SISl AzuBltar ao indice




AV{VIX0PAW Caracterizagdo Morfologica: IMAGENS DE SEM

- -
87 mm x3.70k BE »‘-‘

pigmento laranja pigmento amarelo

20.0kV 8.7mm x85 BSECOMP 40Pa

Equipamento: Microscopio eletronico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a
um espectrémetro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

voltar ao indice




Caracterizagdo Quimica: ANALISE POR SEM/EDS

SE_MAG: 1000 x_HV: 20.0 kV_WD: 8.7 mm

MAG: 1000 x HV: 20.0 kV WD: 8.7 mm

MAG: 1000 x HV: 20.0 kV WD: 8.7 mm MAG: 1000 x HV: 20.0 kVWD: 8.7 mm
Combinagéo
Si_Fe

Equipamento: Microscopio eletronico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a
um espectrometro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

voltar ao indice




Caracterizagdo Quimica: ANALISE POR SEM/EDS

VIDRADO

of |||

104

102

10°

T T T T T T T T T T
5 10 15

- AzuRe021 EDS Vidrado.xls

Equipamento: Microscopio eletronico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a
um espectrometro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

voltar ao indice



../Dados Analíticos_Links/EDS/AzuRe021/AzuRe021_EspectroEDS_Vidrado.xls

Caracterizagdo Quimica: ANALISE POR SEM/EDS

PIGMENTO AMARELO

Mg
o INa

1074

10-2—_

10°3-L_

°7

- keV -

AzuRe021 EDS Amarelo1.xls

Equipamento: Microscopio eletronico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a
um espectrometro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

coRee voltar ao indice



../Dados Analíticos_Links/EDS/AzuRe021/AzuRe021_EspectroEDS_Amarelo1.xls

Caracterizagdo Quimica: ANALISE POR SEM/EDS

PIGMENTO AMARELO

10°

10

10-1—_

10'2—:
\ ‘

Equipamento: Microscopio eletronico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a
um espectrometro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

T T T T T T T T T T
5 10 15

- keV -
AzuRe021 EDS Amarelo2.xls

coRee voltar ao indice



../Dados Analíticos_Links/EDS/AzuRe021/AzuRe021_EspectroEDS_Amarelo2.xls

Caracterizagdo Quimica: ANALISE POR SEM/EDS

CHACOTA

BEo .

o] MNal allSl K ca Ti Fe

T T T T T T T T T T
5 10 15

- AzuRe021 EDS Chacota.xls

Equipamento: Microscopio eletronico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a
um espectrometro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

voltar ao indice



../Dados Analíticos_Links/EDS/AzuRe021/AzuRe021_EspectroEDS_Chacota.xls

Caracterizagdo Quimica: ANALISE POR SEM/EDS

CHACOTA - INCLUSAO

10°+

104

104

107

T T T T T T T T T T
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o AzuRe021 EDS Inclusiol xls

10

°7

Equipamento: Microscopio eletronico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a
um espectrometro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

voltar ao indice



../Dados Analíticos_Links/EDS/AzuRe021/AzuRe021_EspectroEDS_Inclusão1.xls

Caracterizagdo Quimica: ANALISE POR SEM/EDS

CHACOTA - INCLUSAO

10

1074

102

104

T T T T T T T T T T
5 10 15

- keV -
AzuRe021 EDS Inclusdo2.xls

Equipamento: Microscopio eletronico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a
um espectrometro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

voltar ao indice



../Dados Analíticos_Links/EDS/AzuRe021/AzuRe021_EspectroEDS_Inclusão2.xls

Caracterizagdo Quimica: ANALISE POR SEM/EDS

Composigao quimica (% m/m)*
AreaAnalisada Na Mg Al Si K Ca Ti Fe Zn Sn Sb Pb

—
]::l 251 0,71 549 30,81 365 3,04 - 236 - nd. - 5143
| vid\rado

- 406 3549 565 145 - 3,66 nd. - 49,56

- 049 387 - -- 2,30 nd. 37,84 54,85

'

pigmento amarelo

- 1,85 1,85 14,18 4242 417 2821 141 591 - - -- -

chacota

* - Os valores apresentados na tabela correspondem as percentagens massicas dos elementos detetados na amostra,
nao considerando o teor de oxigénio e normalizados a 100% (ver aviso). n.d. - ndo detetado.

Equipamento: Microscopio eletronico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a
um espectrometro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

voltar ao indice



../Dados Analíticos_Links/Aviso.pdf

LYAILLOPA N Caracterizagdo Quimica: ANALISE POR XRF

VIDRADO BRANCO

10*

10°

10° f
&

LS
Al Yip KCa T Fe Ni Zn P

10

14
10 i T : : : : : :

Equipamento: Espectrometro portatil por fluorescéncia de raios-X Bruker Tracer 11I-SD.

T T T T T
20 25 30

AzuRe(021 XRF Branco.csv

voltar ao indice



../Dados Analíticos_Links/XRF/AzuRe021/AzuRe021_XRF_Branco.csv

LYAILLOPA N Caracterizagdo Quimica: ANALISE POR XRF

VIDRADO AzuL

10°

10°4
7n ‘ Sh
\S | Sn ‘As
PP KcCa Ti Fe Co Ni Zn P sn Sb
104

1
10 ‘ ‘ | ‘ ‘ | ‘ “ \

Equipamento: Espectrometro portatil por fluorescéncia de raios-X Bruker Tracer 11I-SD.

AzuRe021 XRF Azul.csv

voltar ao indice



../Dados Analíticos_Links/XRF/AzuRe021/AzuRe021_XRF_Azul.csv

LYAILLOPA N Caracterizagdo Quimica: ANALISE POR XRF

VIDRADO AMARELO
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Al K il Fe Co Ni Zn Pb si sb
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AzuRe(021 XRF Amarelo.csv

T
10

Equipamento: Espectrometro portatil por fluorescéncia de raios-X Bruker Tracer 11I-SD.

voltar ao indice



../Dados Analíticos_Links/XRF/AzuRe021/AzuRe021_XRF_Amarelo.csv

